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Resumen

Los microarreglos son ampliamente utilizados en medicina para el análisis del genoma. En este

tipo de experimentos se miden los niveles de intensidad de fluorescencia de m genes en casos y

controles y es de interés identificar aquellos genes diferencialmente expresados (DEs). Para ello

se utilizan, por lo general, pruebas t o de permutación, que comparan los niveles de expresión

promedio para el gen i, i = 1, . . . ,m, entre ambos grupos. La tasa de falsos positivos (FDR) se

define como la proporción de hipótesis nulas verdaderas que resultan ser rechazadas dentro del

total de hipótesis rechazadas; en este contexto, esta corresponde a la proporción esperada de genes

DEs que en realidad no lo están. En este trabajo se presenta una aplicación en la que se tienen

niveles de expresión para 3051 genes y 38 muestras de mRNA (27 casos y 11 controles) y se evalúa,

v́ıa simulación, el efecto de m en la FDR y en la proporción de genes DEs que se detectaŕıan v́ıa

los procedimientos t, Bonferroni y basados en permutación.
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